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Der Siliziumspurdetektor des CMS-Experiments verfügt über ein fest
installiertes Laser Alignment System (LAS), das relative Positionen
von ausgewählten Komponenten des Detektors misst. Das LAS um-
fasst 40 Laserstrahlen, die auf insgesamt 434 Siliziumstreifenmodule
im Barrel und in den Endkappen des Spurdetektors treffen. Die Posi-
tion eines Lasers auf einem Modul ist mit einer absoluten Genauigkeit
von ca. 70 𝜇m bestimmbar.

Das spurbasierte Alignment benutzt Teilchenspuren, um unter Mi-
nimierung des 𝜒2 der Spurfits die Ausrichtung der Module zu be-
stimmen. Zur Verwendung der LAS-Messungen für das spurbasierte
Alignment wird ein spezialisierter Spurfit auf die Messungen einzelner
Laserstrahlen angewendet. Als komplementärer Datensatz zu Kollisi-
onsdaten können die LAS-Daten zu einer Verbesserung der Genauig-
keit des Alignments führen, v.a. durch die Bestimmung der relativen
Position von Barrelbereichen und den Endkappen.
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